LEITZ-
Kontrastiereinrichtung

Materialspezifische Anfarbung von Anschliffen unter
mikroskopischer Kontrolle.
Elektronenlumineszenz-Untersuchungen.
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Farbkontrastierung
am
Auflichtmikroskop

Polierte Anschliffe von Metallen, Erzen, Kohle und Ke-
ramik zeigen unter dem Mikroskop oft einen zu geringen
Materialkontrast, der das Erkennen und genaue Differen-
zieren ihrer Struktur erschwert oder gar unmdglich
macht.

Hier liegt das Anwendungsgebiet der neuen LEITZ-Kon-
trastiereinrichtung. Die Wirkungsweise beruht auf einer
Anlagerung von Teilchen auf der Objektoberflache (lonen,
Atome und Molekiile) in einer Gasentladung, die che-
misch unterschiedliche Gefiigebestandteile farbig hervor-
treten 1&Bt.

Das Gerét ist in Verbindung mit den Auflicht-Mikroskopen
METALLOPLAN®, METALLUX® 1, METALLUX® 2 und
EPILUX® verwendbar, auf deren Objekttischen die Reak-
tionskammer mit zwei Randelschrauben befestigt wird.
Wesentliches Merkmal ist eine kleine Elektronenkanone
vom Gasentladungstyp, welche von auBen vakuumdicht
mit der Kammer verschraubt ist. Fiir ihren Betrieb ist ein
Hochspannungsgerét von 2 KV erforderlich.

Um das notwendige Vakuum in der Kammer herzustellen,
genligt eine zweistufige rotierende Vorvakuumpumpe.
Zur Kontrastierung wird der Anschliff iiber eine von auBen
betitigte Schwenkvorrichtung in den Teilchenstrom einer
elektrischen Gasentladung gebracht, zu deren Aufrecht-
erhaltung spezielle Gase iiber Nadelventile in die Kammer
geleitet werden. Die gleiche Vorrichtung ermoglicht es,
den BeschuB jederzeit zu unterbrechen und das Objekt
zur visuellen Kontrolle des Vorgangs in den Strahlengang
des Mikroskops zu bringen. Beobachtung und Photogra-
phie erfolgen dabei durch ein Fenster im Deckel der
Kammer mit den gleichen Spezial-Auflichtobjektiven, die
auch in Verbindung mit dem LEITZ-Hochtemperatur-Heiz-
tisch Verwendung finden.
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Elektronen-

lumineszenz
(Kathodolumineszenz)
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Elektronenlumineszenz (Kathodolumineszenz)

Durch einfaches Auswechseln des Kammerdeckels gegen
ein Oberteil mit der gleichen, jedoch schrig angesetzten
Elektronenkanone dient die Einrichtung der mikrosko-
pischen Beobachtung der Elektronenlumineszenz. Fiir die-
se Untersuchungen empfiehlt es sich, h6here Spannungen,
als sie fiir die Kontrastierung notwendig sind, zu verwen-
den.

Anwendungsgebiete der Einrichtung als Elektronenlumi-
neszenzgerat: Petrographie, Mineralogie, Geologie (Erd-
6lforschung), PalZontologie, Kristallographie, Meteoriten-
forschung, Schleifmaterial-, Leuchtstoff- und Schlacken-
untersuchungen.

Technische Daten:
Hdhe der Reaktions-
kammer:

Maximale ProbengriBe:
Erforderliche Hoch-

60 mm
20 mm @, Hohe 16 mm

spannung: 2 KV: fir Elektronenlumi-
neszenz-Untersuchungen
sind héhere Spannungen
empfehlenswert.
Ausriistung:

Kontrastiereinrichtung mit Elektronenkanone und

AnschluBkabel; verschiedenes Spezialwerkzeug

und Dichtungen 563 267

Zubehor:

Nadelventil 563 265

Deckel fiir Elektronenlumineszenz 563 266

Objekthalter 563 278

Optische Ausriistung:

Objektive 5x/0.09 569 049
10x/0.18 569 050
H 20x/0.40 569 001
H 32x/0.60 569 002




Metallbeschichtungs-
kammer

flur die Raster-Elektronenmikroskopie
und die Lichtmikroskopie




Raster-Elektronenmikroskopie:

Gezieltes, dem Einzelobjekt angepaltes
Aufbringen exirem dlinner Schichten hoher
elektrischer Leitfahigkeit.

Uberraschend geringer Zeitaufwand.

Lichtmikroskopie:

Kontraststeigerung zur Oberflachendar-
stellung reliefartiger Strukturen;
Auflichtuntersuchungen an Abdriicken
(Kunststoffolien) nach Metallbeschichtung.

Schnell — sicher -

Die wesentlichen Merkmale der hier verwirklichien
speziellen Technik der Kathodenzerstaubung:

B Steuerbarer, individuell auf die Objekibeschaffenheit
abgestimmter Beschichtungsvorgang. Daher auch ge-
eignet fir hochempfindliche Objekte.

E Allseitige Anlagerung der leitfahigen Schicht, auch in
tiefen Spalten und an riickwartigen Objekistellen ohne
Taumelbewegung des Objektes.

[E Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit der Beschichtung
(durch einfache Zeitmessung).

lE Mittlere Beschichiungszeit pro Objekt: ca. 1 Minute.

B Hohe Haftféhigkeit der Schichten. Auch bei biolo-
gischen Objekten ist eine Vorbeschichiung mit Kohle
nicht erforderlich.

M AuBerste Feinkdrnigkeit und besonders gute elekirische
Leitfahigkeil extrem diinner Schichten. Daher beste-
chende Bildqualitat bei hochster Auflésung.

B Geringer Goldverbrauch durch gezielten Niederschlag:
0,1 Gramm Gold geniigen fiir mehrere hunderi Be-
schichtungen.

E Beurteilung der Beschichtung durch das Kammer-
tenster: a) mit dem bloBen Auge; b) mit dem Mikroskop;
c) Kontrollmdglichkeit der Schichtdicken durch Re-
flexionsmessungen*).

Kathode (Platin,

E |leichtes Auswechseln der Silber,

Kupfter, etc.)

E Verwendung der in der RE-Mikroskopie (blichen Proben-
haiter in der Beschichtungskammer. ObjekigriBen bis
30 mm x 25 mm x 16 mm max.

E Keine Hochvakuum-Diffusionspumpe, keine Wasser-
kiihlung erforderlich; es gentigt eine Vorvakuumpumpe.
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von einfacher Bedienung -—

Lowenzahn,
(Frischpréparat)
Zentrum eines
Flugschirmes
Raster-Elektronen-
mikroskop
LEITZ-AMR 1000

Chromosomen,
Mensch, ungefarbt,
goldbeschichtel.
Auflicht-
Interferenzkontrast R
Objektiv 125 x/1.30 P,
V =1250x

*) Siehe auch Druckschrift 560-32 ,LEITZ-Kontrastiereinrichtung” und Druck-
schrift 620-18 LEITZ-Mikroskop-Photometer mit variablen MeBblenden”.

Ausriistung:

Metallbeschichtungskammer mit 2 Objekthaltern,
Elektronenkanone (ohne Elekirode), Spezialwerk-
zeug, 1 Salz Dichtungsringe, Vakuumschalter und

Vakuumschlauch 563 283
dazu erforderlich:

Goldkathode 563 288
Weitere Kathoden aui Anfrage

Sleckhiilse zur Aufnahme der Probentréger 563 290
Nadelventil fur Gaszufuhr 563 265
Hochspannungs-Versorgungsgerat 500 221




